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微小部分析の新時代
リガクXRFの新ラインナップ
分析性能と使いやすさを両立する微小部蛍光X線分析装置

Qualana

狙った位置に確実に照射 – 高精度なポイント測定

 広いエリアを見落としなく - 大面積マッピング測定

● 最小径 20 µmで X線を試料に照射でき、微小領域の元素組成分析が可能です
● X線照射とカメラ撮像をどちらも真上から行うため、凹凸のある試料でも測定位置ズレの心配はありません

● 最大 200 mm×200 mmまでの大面積マッピング測定を行えます
● 照射径を切り替えることで、小領域向けの高精細測定と大領域向けの高速測定を使い分けることができます
● 大きな試料のマッピング分析時にも確実に全面に X線を照射でき、微小な異物なども見落とすことなく測定が
 　可能です

■LED照明器具の異常端子

■基板試料
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